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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES AND PASSIVE
COMPONENTS PERFORMANCE STANDARD -

Part 031-3: Non-connectorized single-mode 1xN and 2xN

non-wavelength-selective branching devices (NWBD) for Category U —

Uncontrolled environment

FOREWORD

1) Theg International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organizatig brising
all| national electrotechnical committees (IEC National Committees). omote
international co-operation on all questions concerning standardization in tb ds. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes Internatlona Standard icptions,
Tethnical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and /Suide 8 “IEC
Puplication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committées; i ommittee intgrested
in |the subject dealt with may participate in this preparatory R \ati > srnmental and non-
goyernmental organizations liaising with the IEC also participate i i ion. collaborates ¢losely
with the International Organization for Standardization (I i with \conditions determined by
agfeement between the two organizations.

2) Thg formal decisions or agreements of IEC g htional
comsensus of opinion on the relevant sufjec pm all
interested IEC National Committees

3) IEC Publications have the form of recommendation htional
Committees in that sense. While all reasonfable effort pf IEC
Puplications is accurate, IEC cannot be | br any
miginterpretation by any end u

4) In |order to promote intern igations
trapsparently to the maxi ational and regional publications. Any divefgence
befween any IEC Publicati al or regional publication shall be clearly indicated in
thqg latter.

5) IEC provides n' s approval and cannot be rendered responsible fpr any
equipment declaredAo Be i

6) Allfusers should ens st edition of this publication

7) No| liability shall attac direetors, employees, servants or agents including individual expefts and
mgmbers of jt i ees and IEC National Committees for any personal injury, property dampge or
othler damafe of “an oever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fee$) and
expenses\ arising ou the puobfication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any othér IEC
Puplicdtion

8) Attention is R ofmative references cited in this publication. Use of the referenced publicat|ons is
indispensable~tqr the cb

9) Attention dis-drawn e possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
palent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

eloptic

mterconnectlng dewces and passwe components, of IEC technical committee 86: Flbre optlcs

This bilingual version (2014-03) corresponds to the monolingual English version, published in

2009-

The t

02.
ext of this standard is based on the following documents:
FDIS Report on voting
86B/2789/FDIS 86B/2821/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.


https://iecnorm.com/api/?name=7bbc3b4da41a82d5eca5a3719a342918

-4 - IEC 61753-031-3:2009 © IEC 2009
The French version of this standard has not been voted upon.
This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all the parts in the IEC 61753 series, under the general title Fibre optic
interconnecting devices and passive components performance standard, can be found on the
IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch” in
the data related to the me‘ifi(‘ pllhliratinn At this date the Inllhli(*atinn will be

e rgconfirmed,
e wjthdrawn,
e rgplaced by a revised edition, or

e amended.
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FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES AND PASSIVE
COMPONENTS PERFORMANCE STANDARD -

Part 031-3: Non-connectorized single-mode 1xN and 2xN

non-wavelength-selective branching devices (NWBD) for Category U —
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cope

(FBT) and the Planar Lightwave Circuit

hing devices for use in an IEC Category
, especially for Passive Optical Netwaor

commonly used.

ormative references

ollowing normative documents are\i |spenle for the application of this docu
ated references, 0O es. For undated references, the latest e
referenced fcu ndments) applies

0793-2-50: Opt# ./Product specifications — Sectional specificatid

connecting devices and passive components — Basic tes
rt 2-1: Tests — Vibration (sinusoidal)

1300=2-5, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic te§

mea

5 and
order
t) as

nical
nced,

ctional, non-connectorized, single-mode 1 x D non wavelength-selgctive

utput
ns of
e the

ment.
dition

n for

t and

t and

t and

urement procedures — Part 2-5: Tests — Torsion/Twist

IEC 61300-2-9, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
measurement procedures — Part 2-9: Tests — Shock

IEC 61300-2-12, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test
and measurement procedures — Part 2-12: Tests — Impact

IEC 61300-2-14, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test
and measurement procedures — Part 2-14: Tests — Optical power handling and damage
threshold characterization

IEC 61300-2-17, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test
and measurement procedures — Part 2-17: Tests — Cold
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IEC 61300-2-18, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test
and measurement procedures — Part 2-18: Tests — Dry heat — High temperature endurance

IEC 61300-2-19, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test
and measurement procedures — Part 2-19: Tests — Damp heat (steady state)

IEC 61300-2-22, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test
and measurement procedures — Part 2-22: Tests — Change of temperature

IEC 61300-2-42, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test
and measurement procedures — Part 2-42° Tests — Static side load for connectors

IEC §1300-2-44, Fibre optic interconnecting devices and passive co onents —(Basi¢ test
and measurement procedures — Part 2-44: Tests — Flexing of the st(ain retief ofRdibre|optic
devic

IEC 6 t and
meas
IEC 6 t and
meas ation
depe

t and
ng of

IEC 4
meas
chan

IEC §1300-3-6, Fibre optig’ int A d passive components — Basic tedt and
measgurement procedures i R ahd measurements — Return loss

IEC §1300-3-7, ecting deyices and passive components — Basic tedt and
measgurement . Examinations and measurements — Wavelength
depehdence of

IEC 6 hecting devices and passive components — Basi¢ test

and | Part 3-20: Examinations and measurements — Directivjity of
fibre

IEC 6 K spti€ interconnecting devices and passive components performance
stand : Kibre optic connectors terminated on single-mode fibre for category U —

Unco

3 Test

All test methods are selected from the IEC 61300 series of standards.

The samples for tests shall be terminated onto single-mode fibres according to type B1.1 of
IEC 60793-2-50 in either coated fibres (primary and secondary) or reinforced cable format.

All tests shall be carried out to validate performance over the full wavelength range of the
optical fibre, 1 260 nm to 1 650 nm. However, from an application and laser wavelength point
of view, more limited bands can be considered in the test, such as:
a) Spectral bands I:

1260 nm to 1 360 nm

1480 nm to 1 500 nm
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b) Spectral bands II:
1615 nmto 1635 nm (1 625 nm OTDR band)
1640 nm to 1 660 nm (1 650 nm OTDR band).

4 Test report

Fully documented test reports and supporting evidence shall be prepared and be available for

inspection as evidence that the tests have been carried out and complied with.

5 Rerformance requirements

5.1 Dimensions

Dimepsions shall comply with either an appropriate IEC interfa
specification.

5.2 | Sample size

Sample sizes for the tests are defined in Annex B.

5.3 | Test details and requirements

devic

AttenFation and return loss performa
with |

EC 61753-2-1.

During the environmental t
of thg device shall be contkg

9,

evant

ching
ance

ports
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Table 1 (continued)

<0,3 dB for N = 4 and
<0,4 dB for N > 4

For unbalanced 1x2 qnd

No. Tests Requirements Details
3 Directivity >55 dB Same as in test No. 1.
IEC 61300-3-20 Source type . LD.
Uncertainty: + 1 dB or lower.
All ports not under test shall be
terminated to avoid unwanted reflections
contributing to the measurement.
The measurement should be made
between any pair of input/output|ports
4 Refurn loss >50 dB Grade U Same as in test No.
IEG 61300-3-6
lections
5 Polarization For balanced branching devices: am patchsgrg/length: > 2m.
dependent loss
<0,2 dB for N < 4 and ou type\ LD.
IE¢ 61300-3-2

Uncertainty: £ 0,05 dB or lower.

t should be performed fof all
inations of input and outpuf ports
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Table 1 (continued)

IEC 61753-031-3:2009 © IEC 2009

No. Tests Requirements Details
6 Active monitoring of 1) For climatic tests: Uncertainty: + 0,05 dB or lower for
changes in attenuation . ) tt tion.
and r%turn loss During a_nd on completion of thg test the attenuation
attenuation of balanced branching devices Uncertainty: + 1 dB or lower for return
IEC 61300-3-3 shall be within £0,3 dB for N < 4 and within loss.
+0,5 dB for N > 4 of the original value under ) .
ambient conditions. Other details: same as in Test Nos. 1
and 4
For unbalanced branching devices, the
attenuation limits shall be within +0,3 dB for P
% > 2 % and £0,5 dB for P % < 2 % during the
test.
After the test, the return loss limits of test No.
4 shall be met.
2) For mechanical tests:
On completion of the test, the attenuation of
balanced branching devices shall be within
+0,3 dB for N < 4 and within +0,5 dB for N >
of the original value.
For unbalanced branching devices, t
attenuation limits shall be within +0,3 dB
% > 2 % and +0,5 dB for P % <29
test. C>
After the test, the €eturmJos
4 shall be met
7 Optical power Pmax= 500 mW (+27 e at | Same as test no.1.
hardling and damage
thréshold Test wavelengths: 1 310 nm + 20 nm,
chdracterization 1550 nm + 20 nm, 1625 nm + 2P nm.
IEQ 61300-2-14 Power increments: 3 dB.
Duration of the optical power exgposure
at each level: 30 min.
Q Attenuation test:
Uncertainty = + 0,05 dB or lower
Return loss test:
/\ Uncertainty = + 1 dB or lower
8 Cold WS req\&jy{ment 1) of test No. 6 Temperature: —25 °C.
IEG 6130Q-2-1 Duration of exposure: 96 h.

Length of the cable on each sidg of the

device: >1,5 m.

Specimens shall be optically fungtioning:
attenuation and return loss shall|be
measured before the test, during the test

at a maximum interval of 1 h and after
the test by means of the monitoring set-
ups defined in test No. 6.

Preconditioning procedure:

before test, specimens shall be
maintained at room temperature for 2 h.

Recovery procedure:

after test, specimens shall be maintained
at room temperature for 2 h
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Table 1 (continued)

No.

Tests

Requirements

Details

Dry heat — High
temperature
endurance

IEC 61300-2-18

See requirement 1) of test No. 6

Temperature: +70 °C.
Duration of exposure: 96 h.

Length of the cable on each side of the
device: >1,5 m.

Specimens shall be optically functioning:
attenuation and return loss shall be
measured before the test, during the test
—h-and after

Ot o oo intory ol

the test by means

of the monitor|ng set-

for 2 h.

intained

10

Dafp heat
(stg¢ady state)

IEG 61300-2-19

9,

N

See requirement 1) of test No. 6

3

C)oura

N
Tempetatute: (+40 + 2) °C.

idity: (93 £ 2) %.

ative
n of exposure: 96 h.

Length of the cable on each sidg of the

Specimens shall be optically fungtioning:
attenuation and return loss shall|be
measured before the test, during| the test
at a maximum interval of 1 h and after
the test by means of the monitor|ng set-
ups defined in test No. 6.

Preconditioning procedure:

before test, specimens shall be
maintained at room temperature [for 2 h.

Recovery procedure:

after test, specimens shall be maintained
at room temperature for 2 h

11

Damp h (c
IEG 61 -2-

lic)

fﬁeMment 1) of test No. 6

High temperature: +55 °C.
Low temperature: +25 °C.

Relative humidity: (93 + 3) % ex¢ept for
the first and the last 15 min of each cycle
that shall be between 90 % and 00 %.

Number of cycles: 10.

Specimens shall be optically functioning:
attenuation and return loss shall be
measured before the test, during the test
at a maximum interval of 10 min and
after the test by means of the monitoring
set-ups defined in test No. 6.

Preconditioning procedure:

before test, specimens shall be
maintained at room temperature for 2 h.

Recovery procedure:

after test, specimens shall be maintained
at room temperature for 2 h
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Table 1 (continued)
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No. Tests Requirements Details
12 | Change of See requirement 1) of test No. 6 High temperature: +70 °C.
temperature
Low temperature: —25 °C.
IEC 61300-2-22 Duration at extreme temperature: 1 h.
Temperature rate of change: 1 °C/min.
Number of cycles: 12.
Specimens shall be optically functioning:
Fttenuattom and Teturm 1oss shatbe
measured before-the test, dufing| the test
at a maximum/intervakof +0\min [and
: nitoring
for 2 h.
intained
13 | Vibfration See requirement 2) of test No. 6 \)
(sinjusoidal) \ )
))urat n per axis: 0,5 h.
IEG 61300-2-1 Number of axes: 3 orthogonal.
Rate of change: 1 octave/min.
Number of sweeps (10 Hz — 55 Hz -
10 Hz): 15.
Vibration amplitude: 0,75 mm.
Specimens shall be optically fungtioning:
attenuation and return loss shall|be
measured before and after the tgst by
means of the monitoring set-ups|defined
in test No. 6.
Method of mounting: the device $hall be
mounted rigidly to the mounting fixture
together with the assembling tray or
organizer
14 1 N for 1 h for reinforced cables,|

ﬁeqmﬁement 2) of test No. 6

0,2 N for 5 min for secondary coated
fibres.

Static side load shall be applied fin two
mutually perpendicular directions as
permitted by the product design.

Speeimens—shat-be-epteaty—funttioning:
attenuation and return loss shall be
measured before and after the test by
means of the monitoring set-ups defined
in test No. 6
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Table 1 (continued)

No.

Tests

Requirements

Details

15

Fibre/cable retention?

IEC 61300-2-4

See requirement 2) of test No. 6

Magnitude and rate of application of the
tensile load:

10 N + 5 N at a speed of 5 N/s for
reinforced cable;

5N+ 0,5N at a speed of 0,5 N/s for
secondary coated fibres;

2N+ 0,2 N at a speed of 0,5 N/s for

; PO -1)
prmTary coatcu ores™

Point of applicationsf tensile\oedd:
0,3 m from

¢ end of the 'device|

the
5N

t once
ximum
Mminimum

Ctioning:
be

m st by
)‘n ang of the monitoring set-ups|defined
in test No. 6

16

Op
fle

IEQ

ical fibre cable

ing?

61300-2-44

O

—(N for reinforced cable.
Cycle: £ 90°.
Number of cycles: 30.

Specimens shall be optically fungtioning:
attenuation and return loss shall|be
measured before and after the tgst by
means of the monitoring set-ups|defined
in test No. 6

17

Tornsion/twist?

IEQ

61300-2-5

Magnification and rate of applicdtion of
the tensile load:

5 N at a speed of 0,1 N/s for a rginforced
cable terminated device;

2 N at a speed of 0,1 N/s for a cpated
fibre terminated device.

Point of application of the load:
0,2 m from the end of the device]

Duration of the test:
10 cycles + 180°

Sampling rate:

losses shall be measured at least once
every five cycles.

Specimens shall be optically functioning:
attenuation and return loss shall be
measured before and after the test by
means of the monitoring set-ups defined
in test No. 6
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Table 1 (continued)

IEC 61753-031-3:2009 © IEC 2009

No. Tests Requirements Details
18 | Impact See requirement 2) of test No. 6. Method A.
IEC 61300-2-12 Number of drOpS: 5.
Drop height: 1,5 m.
Sampling rate: losses shall be measured
after each drop.
Specimens shall be optically functioning:
attenuation and return loss shall be
measured before and after the.tdst by
means of the pfoniteging set=ups|defined
in test No. 6
19 | Sheck See requirement 2) of test No. 6. :
(If | the product is kg:
normally mounted in a < 1kg:
shdck resistant
molnting then it shall
be| tested in this pulse.
corffiguration) ber axis,
IEG 61300-2-9
imens shall be optically fungtioning:
ttentrgtion and return loss shall|be
red before and after the tgst by
means of the monitoring set-ups|defined
i test No. 6
? These|tests shall be applicable to branching éevic thW«a fibre or fibre cable pigtails in theif product
design. Cs\

S

2
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Annex A

(informative)

Examples of attenuation requirements
of 1 x N and 2 x N branching devices

Table A.1 — Attenuation and uniformity requirements of balanced bidirectional
branching devices having the most common port configurations for class FBT

No. 1xN 2xN

Spectral band | Spectral bands | and Il Spectral band | Mtral bandsyl|and Il

Amax (dB) | Umax (dB) | Amax (dB) | Umax (dB) | Amax (dB) | Umax (dB)\ | Amax (dB) ([\Umat (dB)
2 3,7 0,7 4,0 1,2 4,0 108 ] (B, N 1s
3 5,8 1,0 6.3 1,7 6,1 A\ AL \| > 10
4 7,3 1,2 8,0 2,1 7,6 5 3N 44
6 9.4 1,5 10,3 2,6 9.7, \ g DT \ 1087 19
8 10,9 1,8 12,0 3,0 2N NN 23 i3
12 13,0 2,1 14,3 3,5 13,3 2,4 14,6 3.8
16 14,5 2,3 16,0 3.9~ |\ N4 2,6 16,3 42
24 16,6 2,6 18,3\ /A& ) 1(6 9( ), 2o 18,6 17
33 18,1 2,9 20,0 3,2 20,3 3,1

Table A.2 — Attenuation and un for ts of balanced bidirectional
branching devices ing m st on t configurations for class PLC
Ng. NN \\j 2xN

Spe}&@l d{ Y \S\pe&fel\)qnds\$and ] Spectral band | Spectral bands l|and Il

Anex (88) P Uy (dB) AnS(dBN | Wrex (dB) | Anmex (dB) | Unex (dB) | Amax (dB) | Unmef (dB)
2 45 {3 Q) 0,85 48 0,75 5,0 1,3
3 6.4< 0,5 6.9/ 1,1 6,7 1,1 7,0 1.7
4 AN\ 8,3 1,3 8,1 1,4 8,5 1.9
6 }‘;\7{\\\ Nbs 10,3 1,4 10,0 1,8 10,5 13
8 0, 11,7 1,6 11,4 2,1 12,0 15
1 80 A 13,7 1,7 13,3 2,4 14,0 1.9
14 14,4 1,2 15,1 1,9 14,7 2,7 15,5 3,1
24 16,3 1,4 17,1 2,0 16,6 3,1 17,5 35
32 177 15 185 95 150 54 t9-0 37

Table A.3 — Attenuation requirements of 1x2 and 2x2 unbalanced branching devices
having the most common port configurations

Coupling ratio

Py %/P, %

A1 max./A2 max.

40/60 4,7/2,8
30/70 6,0/2,1
20/80 7,9/1,4
10/90 11,2/0,9
5/95 14,5/0,6
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Annex B
(normative)

Sample size

All samples shall be subjected to Tests 1 to 5. All other tests shall be carried out in any of the
following order. Consecutive testing on the same optical sample is allowed, but in case of
failure during the consecutive testing, a new sample shall be prepared and the failed test shall

be redone.
Table B.1 — Sample size for each test /\(\
Test )
number Test (\\
AN \

<4
- W

1 Attenuation
Uniformity \ \\ \
Directivity & \ \ 12
Return loss S 12

Polarization dependent loss ( (7 \/ 12

Optical power handling and da}n@e thr/sﬁold\gh/a}t/ter(\\lon §
Cold NN A T
N

Dry heat — High temperature en/dbsance

Ol | NN

10 Damp heat (steady state) ( >

11 Damp heat(Cy{ﬁE\ /\\ \\ \
i

12 Change of&mpxgtur

13 | vibration | \

14 |stafic Sige pad V%
15 | Fibreléghfe xetention >

16 Opt{eél\f\}xgcwl%&ng >

17 | Farsiog/twist

18 Impaé[\\ \/
AL

N N NN N NN E N NS
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

NORME DE PERFORMANCE DES DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION

ET COMPOSANTS PASSIFS A FIBRES OPTIQUES -

Partie 031-3: Dispositifs de couplage indépendants de la longueur d’onde

1xN et 2xN en unimodal non connectorisés pour la catégorie U —
Environnement non contrélé

1) La
co
po
do

inte

pu
co
org

AVANT-PROPOS

Commission Electrotechnique Internationale (CEI)

est une organisat'n

sation
CEl a
hs les
ormes
es au
a des
r. Les
cipent

ég (180),
sel

2) Le hesure
du eressés
o)

3) Le jréées
co la CEI
s'al hsable
dell'

4) Da uer de
fag ipnales
et cations de la CEl et toutes publications nationajes ou
régi an termes clairs dans ces derniéres.

5) La Arquage comme indication d’approbation et sa respongabilité
n’gst pas engagée ecla é conforme a I'une de ses normes.

6) To ont en possession de la derniére édition de cette publicatior

7) Aup a ses administrateurs, employés, auxiliaifes ou
mg ts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Cpmités
nati préjixdice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de touf autre
do eCe soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris Igs frais
delj gécoulant de la publication ou de Il'utilisation de cette Publication de la CEljou de
toyte au la 2EI, ou au crédit qui lui est accordé

8) L'a aitirée sur les références Normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publigations
réferencées est obligateire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’gttention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication CEI peuvent faire|l'objet
de|droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour responsible de
ne|pas avoir ddment signalé tout ou partie de ces droits de propriété.

La Norme internationale CEI 61753-031-3 a été établie par le sous-comité 86B: Dispositifs
d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEI:
Fibres optiques.

La présente version bilingue (2014-03) correspond a la version anglaise monolingue publiée
en 2009-02.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 86B/2789/FDIS et 86B/2821/RVD.

Le rapport de vote 86B/2821/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a
I'approbation de cette norme.

La version frangaise de cette norme n’a pas été soumise au vote.


https://iecnorm.com/api/?name=7bbc3b4da41a82d5eca5a3719a342918

- 20 - IEC 61753-031-3:2009 © IEC 2009

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEIl 61753, publiées sous le titre général, Norme de
performance des dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques, est
disponible sur le site web de la CEI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEIl sous “http://webstore.iec.ch” dans les
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

e reconduite,

) SLllpprimée,
e rgmplacée par une édition révisée, ou

e amendée.

Les fravaux d'élaboration de la présente norme ont été conduits
rédiges en anglais. Dans le cas d’'une incompréhension possip
convient de se reporter a la version anglaise.

&

ojets
se, il
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NORME DE PERFORMANCE DES DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION

ET COMPOSANTS PASSIFS A FIBRES OPTIQUES -

Partie 031-3: Dispositifs de couplage indépendants de la longueur d’onde

1xN et 2xN en unimodal non connectorisés pour la catégorie U —
Environnement non contrélé

1  Domaine d'application

La p

la lon
non g

La pf
Bicor
dispo
conn
catég
pour

2 Références normatives

Les d
Pour
la d
amen

CEIl 6
interrn

CEIl 6
Méth
(sinu

CEl ¢
Méth
ou dy

ésente norme prend en compte deux technologies
ical Taper» (FBT) et «Planar Lightwave Circui

orie U selon la CEIl (N correspond au no A\l
les applications PON. Les spécificationg de

ocuments normatjfs sty { wdis es pour l'application du présent docu
les références datées St ée-g’applique. Pour les références non dg
prniere  éditi f¢rence s’applique (y compris les éver
dements).

terconnexion et composants passifs a fibres optiqu
ntales\ d'essais et de mesures — Partie 2-1: Essais — Vibr3

1300=2-4, Disp0sitifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiqy
bdes.fondamentales d'essais et de mesures — Partie 2-4: Essais — Rétention de Ia
cable

itiales

nt de
ment

used
t les

sitifs de couplage indépendants de la longuedr d > ] non

nt de
culier
sont

ment.
tées,
tuels

ation

es —
tions

es —
fibre

CEI 61300-2-5, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques —
Méthodes fondamentales d'essais et de mesures — Partie 2-5: Essais — Torsion/Rotation

CEI 61300-2-9, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques —
Méthodes fondamentales d'essais et de mesures — Partie 2-9: Essais — Chocs

CEI 61300-2-12, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques —
Méthodes fondamentales d'essais et de mesures — Partie 2-12: Essais — Impact

CEI 61300-2-14, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques —
Méthodes fondamentales d'essais et de mesures — Partie 2-14: Essais — Traitement de la

puiss

ance optique et caractérisation du seuil de dommage
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CEI 61300-2-17, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques —
Méthodes fondamentales d'essais et de mesures — Partie 2-17: Essais — Froid

CEI 61300-2-18, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques -
Méthodes fondamentales d'essais et de mesures — Partie 2-18: Essais — Chaleur seche —
Résistance a haute température

CEI 61300-2-19, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques -
Méthodes fondamentales d'essais et de mesures — Partie 2-19: Essais — Chaleur humide
(essai continu)

CEI §1300-2-22, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a _fibres opthues -

Méthpdes fondamentales d'essais et de mesures — Partie 2-22: Essh s de
tempégrature

CEI §1300-2-42, Dispositifs d'interconnexion et composants es —
Méthpdes fondamentales d'essais et de mesures — Partie érale

statique pour connecteurs

CEIl §1300-2-44, Dispositifs d'interconnexion et composa SSif: iques —
Méthpdes fondamentales d'essais et de mesures 1 erre-
cablg des dispositifs a fibres optiques

CEIl 6
Méth
essallcyclique

es —
mide,

CEI §1300-3-2, Dispositifs™q'i ¢ 1 ifs a fi iques —
Méthpdes fondamentales\d'essai 3 je 3-2: es —
Dépendance a la polax ~
mongmodes

1300-3-3, @

CEl 4
Méth
Cont

CEl 4
Méth
Affaibli

CEl 4
Méthpdes~ fondamentales d'essais et de mesures — Partie 3-7: Examens et mesu
Affaifplissement et pertes par réflexion en fonction de la longueur d’onde

CEI 61300-3-20, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques —
Méthodes fondamentales d'essais et de mesures — Partie 3-20: Examens et mesures —
Directivité des dispositifs de couplage de fibres optiques

CEI 61753-2-1: Norme de performance des dispositifs d’interconnexion et des composants
passifs a fibres optiques — Partie 2-1: Connecteurs a fibres optiques raccordés a une fibre
unimodale pour la catégorie U — Environnement non contrélé

3 Essai

Toutes les méthodes d’essai sont choisies dans la série de normes CEI 61300.
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Les échantillons pour les essais doivent étre raccordés a des fibres unimodales conformes au
type B 1.1 de la CEI 60793-2-50 soit dans des fibres sous revétement (primaire et
secondaire) soit dans des cables renforcés.

Tous les essais doivent étre effectués pour valider les performances sur I'ensemble de la
plage de longueurs d'ondes de la fibre optique comprise entre 1 260 nm et 1 650 nm.
Toutefois, du point de vue de I'application et de la longueur d’onde du laser, des bandes plus
limitées peuvent étre prises en compte au cours de I'essai, comme:
a) Bandes spectrales I:

1260 nm a 1 360 nm

1[480 nm a 1 500 nm
b) Bandes spectrales Il:
1615 nm a 1 635 nm (1 625 nm bande OTDR)
1640 nm & 1 660 nm (1 650 nm bande OTDR).

4 Rapport d’essai

nt éfre préparés gt mis
eté effectués et|qu'ils

Des napports d'essai bien documentés et étayés par
a disposition en vue des contrbles, afin de démontr
sont gatisfaisants.

5 [kxigences de performances

5.1 Dimensions

Les dimensions doivent & e d’interface CEI appropriée soit & une

spécification applicablg

5.2

Les n

5.3

Les de réflexion sont dornnées
uniqy s dispositifs de couplage non connectorisés. Pour les compopants
conn iSé No: nces du connecteur doivent étre conformes a la CEl 61753-211.

Pendpnt l&s™ essais” d'environnement lorsque le contréle du dispositif de couplagg est
nécesgsaire, tous les ports du dispositif doivent étre contrdlés.
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Tableau 1 (suite)

ouples dispositifs de couplage asymétriques,
les limites d'affaiblissement doivent se situer
>dans les limites de +0,3 dB pour P % > 2 % et
de +0,5 dB pour P % < 2 % pendant I'essai.

Aprés l'essai, les limites de I'affaiblissement
de réflexion de I'essai N° 4 doivent étre

N° Essais Exigences Détails
3 Directivité >55 dB Identique a I'essai N° 1.
CEI 61300-3-20 Type de source: DL.
Incertitude: + 1 dB ou une valeur plus
faible.
Tous les ports qui ne sont pas en essai
doivent étre raccordés pour éviter des
réflexions non désirées perturbant la
Il convient qu Salisée
e/de

4 Affaiblissement de >50 dB Classe U
réflexion
CE|] 61300-3-6

plus
< h essai
r des
/(7 ht la
7\
5 Pefte dépendant de la | Pour les dispositifs dexcoupl symetriq es:& ongugur du cordon de brassagq
olprisation d’inféction: > 2m.
P <0,2 dB pour N < 4 8¢
CE| 61300-3-2 pe de source: DL.
<0,3 dB pour N = 4
Incertitude: + 0,05 dB ou une valeur plus
<0,4 dB pour N > 4 faible.
Il convient que l'essai soit réalis¢ avec
toutes les combinaisons de ports
d'entrée/de sortie.

6 Controéle actif des Incertitude: + 0,05 dB ou une valeur plus
varjations de faible d'affaiblissement.
I'affaiblissement et de ; ¢
I'affaiblissement. de des dispositifs de couplage Incertitude: + 1 dB ou une valeuq plus
réfllexion r dans les limites de + 0,3 dB pour | faible d'affaiblissement de réflex|on.
CE| 613 NX 4 etdet 0,5 dB pour N < 4 de la valeur

Autres détails: identiques aux egsais N°
1et4d

satisfaites.
2) Pour les essais mécaniques:

A l'issue de I'essai, I'affaiblissement des
dispositifs de couplage symétriques doit se
situer dans les limites de £ 0,3 dB pour N < 4
et de + 0,5 dB pour N > 4 de la valeur
originale.

Pour les dispositifs de couplage asymétriques,
les limites d'affaiblissement doivent se situer
dans les limites de £0,3 dB pour P % > 2 % et
de 0,5 dB pour P % < 2 % pendant I'essai.

Aprés l'essai, les limites de I'affaiblissement
de réflexion de I'essai N° 4 doivent étre
satisfaites.
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N° Essais Exigences Détails
7 Traitement de la Pmax= 500 mW (+27 dBm) par port seulement | Comme dans l'essai N° 1.
puissance optique et un a la fois. , , .
caractérisation du Longueurs d’onde d’essai: 1 310 nm + 20
seuil de détérioration Pendant I'essai, les limites de I'affaiblissement | nm, 1 550 nm + 20 nm, 1 625 nm + 20
de I'essai N° 1 doivent étre satisfaites. En nm.
CEI 61300-2-14 outre pendant I'essai et a l'issue de celui-ci, i )
I'affaiblissement doit &tre égal a la valeur Incréments de puissance: 3 dB.
|n|t|a|e,’dans les conditions ambiantes, avec Durée de I'exposition & la puissance
une tolérance de +0,3 dB. optique a chaque niveau 30 min.
Aprés l'essai _les limites de I'affaiblissement Fssad'affaibtssemment
de réflexion de I'essai N° 4 doivent étre
satisfaites. Incertitude + ;05 dB\ou uné valéur plus
faible.
on:
plus
8 Froid Voir I'exigence 1) de I'essai N° 6
CE| 61300-2-17 <
té du
écimens doivent étre en
)onctl nement optique:
affaiblissement et I'affaiblissemegnt de
réflexion doivent étre mesurés ayant
essai, pendant I'essai avec un iptervalle
maximal de 1 h et apres I'essai gu moyen
des montages de contrdle défini$ dans
I'essai N° 6.
Procédure de préconditionnement:
Avant 'essai, les spécimens doiyent étre
maintenus a température ambiarjte
pendant 2 h.
Procédure de rétablissement:
Aprés I'essai, les spécimens doiyent étre
maintenus a température ambiarjte
pendant 2 h.
9 |cn ir@ce 1) de I'essai N° 6 Température: +70 °C.
Rési
ten ) Durée d'exposition: 96 h.

Longueur du cable de chaque cdté du
dispositif: >1,5 m.

Les spécimens doivent étre en
fonctionnement optique:
L'affaiblissement et I'affaiblissement de
réflexion doivent étre mesurés ayant

I'essai, pendant I'essai avec un intervalle
maximal de 1 h et apres I'essai au moyen
des montages de contrdle définis dans
I'essai N° 6.

Procédure de préconditionnement:

Avant 'essai, les spécimens doivent étre
maintenus a température ambiante
pendant 2 h.

Procédure de rétablissement:

Aprés I'essai, les spécimens doivent étre
maintenus a température ambiante
pendant 2 h.
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N°

Essais

Exigences

Détails

10

Chaleur humide
(état continu)
CEI 61300-2-19

Voir I'exigence 1) de I'essai No. 6

Température: (+40 £ 2) °C.
Humidité relative: (93 + 2) %.

Durée d'exposition: 96 h.

dispositif: >1,5 m.

Les spécimens doivent étre en
fonctionnement optique:

Longueur du cable de chaque cété du

AN

Q

L'affaiblissement et I'affaiblissen
réflexion doiveht étre mesurés-a
I'essai, pendant I'essaiNavecyun i

Apres I'e i, les spécimens doi
maintenus a température ambiarj
epdant 2 h.

ent de
ant
htervalle
u moyen
dans

t:

iyent étre

te

ent étre
te

11

Chaleur humide
(cyElique)
CE| 61300-2-46

Voir I'exigence 1) de\'essai

=

N

y/mpérature haute: +55 °C.
Température basse: +25 °C.

Humidité relative: (93 = 3) % sal
pendant la premiére minute et le
derniéres minutes de chaque cy
doivent se situer entre 90 % et 1

Nombre de cycles: 10.

Les spécimens doivent étre en
fonctionnement optique:
L'affaiblissement et I'affaiblisseni
réflexion doivent étre mesurés a
I'essai, pendant I'essai avec un i
maximal de 10 min et apres I'esg
moyen des montages de contrdlg
dans I'essai N° 6.

Procédure de préconditionnemer

avant I'essai, les spécimens doi
maintenus a température ambiarj
pendant 2 h.

Procédure de rétablissement:

515
le, qui
00 %.

ent de
ant
htervalle
ai au
définis

t:

ent étre
te

Aprés I'essai, les spécimens doi

ent étre

pendant 2 h.

maintenus a température ambiante
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No.

Essais

Exigences

Détails

12

Variation de
température

CEI 61300-2-22

Voir I'exigence 1) de I'essai N° 6

Température haute: +70 °C.
Température basse: —-25 °C.
Durée a température extréme: 1 h.

Rythme de variation de la température:
1 °C/min.

Nombre de cycles: 12.

LeS specClimerns dolvernt etre el
fonctionnement-optique:
L'affaiblissem

nt et I"a falbllssen ent de
ant
intervalle
dai au
définis

t:

iyent étre
te

pres ‘essai, les spécimens doiyent étre
enus a temperature ambiarjte

13

Vibj
(sin

CE

rations
usoidales)

61300-2-1

9,

Voir I'exigence 2) d

ix%

Plage de fréquences: 10 Hz — 54 Hz.

Durée par axe: 0,5 h.
Nombre d'axes: 3 orthogonaux.
Taux de variation: 1 octave/min.

Nombre de cycles (10 Hz — 55 Hg —
10 Hz): 15.

Amplitude de vibration: 0,75 mm

Les spécimens doivent étre en
fonctionnement optique:
L'affaiblissement et I'affaiblissenjent de
réflexion doivent étre mesurés ayant
I'essai et aprés I'essai au moyen|des
montages de contrdle définis dans I'essai
N° 6.

Méthode de montage: le disposifjif doit
étre monté rigidement a la fixatign de

montage avec le plateau d'assemblage
ou l'organisateur.

14

Ch

hrge latérale

Voir I'exigence 2) de I'essai N° 6

1N pendant 1 h pour les cables

sta

CE

H a
goe

1 61300-2-42

rerforeés:

0,2 N pendant 5 min pour les fibres sous
revétement secondaire.

La charge latérale statique doit étre
appliquée dans deux directions
perpendiculaires I'une par rapport a
I'autre si la conception du produit le
permet.

Les spécimens doivent étre en
fonctionnement optique:
L'affaiblissement et I'affaiblissement de
réflexion doivent étre mesurés avant
I'essai et aprés I'essai au moyen des
montages de contréle définis dans I'essai
N° 6.
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